
 

EAN 5706445710119 / EL.NR 8022677 

Probe N1,5
- Kompatibel med Surfix S, Surfix PRO S, Surfix PRO S-CT

 

Phynix F1,5 er en probe for måling av tykkelsen av en overflatebehandling, hvor underlaget er av ikke magnetiske 

metaller, (f.eks. aluminium, alu.-legeringer, kobber, messing, zink, mv.) og hvor selve overflatebehandlingen er elektrisk isolerende 

eller ikke-ledende, som f.eks. maling, lakk, emalje, plastikk, gummi, glass, keramik og anodiserede overflatebehandlinger.

Proben er designet og produsert i Tyskland, og målespissen laget i Wolfram Carabid, som er et av de hardeste kjente kompost 

metaller. Probene er som instrumentene produsert i den aller høyeste kvalitet.

Proben er kompatibel med alle instrumenter fra Phynix, som er forberedt til eksterne prober, og som passer til: 

Surfix Basic, Surfix SX, og toppmodellen Surfix PRO X, som også kan benyttes til kontinuerlig målinger, og ikke "bare" 

punktmålinger.

Tekniske Data:

Måleområde: 0...1500 µm / 1,5 mm
Nøyaktighet Works kal.: ±3 µm eller 3 %RDG
Nøyaktighet Zero kal.: ±1 µm ±2 %RDG
Nøyaktighet Foil kal.: ±1 µm ±1 %RDG
Temperaturområde: 0...60 °C
Mål: ø 14 x 83 mm
Vekt: Ca. 70 g


